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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
PRODUCT REQUIREMENTS -

2007

Part 3-110: Rectangular connectors — Detail specification for shielded,

free and fixed connectors for data transmission
with frequencies up to 1 000 MHz

FOREWORD

1) Thg International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatig brising
all| national electrotechnical committees (IEC National Committees) omote
international co-operation on all questions concerning standardization in thée ds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Standard icptions,
Teghnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i “IEC
Puplication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committe rested
in |the subject dealt with may participate in this preparatory wo e non-
goyernmental organizations liaising with the IEC also participate i i iop. [B€ collaborates ¢losely
with the International Organization for Standardization (ISO) i i onditions determined by
agfeement between the two organizations

2) Thg formal decisions or agreements of IEC o technlc s nearly as possible, an internptional
copsensus of opinion on the relevant subjec a i mjttee has representation frpm all
interested IEC National Committees.

3) IEQ Publications have the form of recommendati i i use and are accepted by IEC Nptional
Committees in that sense. While all reasopable effort e to ensure that the technical content pf IEC
Puplications is accurate, IEC cannot be held onsikleNfor the way in which they are used or fpr any
miginterpretation by any end user. %

4) In |order to promote internati i EC ongl Committees undertake to apply IEC Publigations
trahsparently to the maximun € k { ational and regional publications. Any divefgence
befween any IEC Publi i ational or regional publication shall be clearly indicated in
thq latter.

5) IEC provides ing € indi its approval and cannot be rendered responsible fpr any
equipment declar ok i i EC Publication.

6) Alllusers should ens gst edition of this publication.

7) No| liability shall s directors, employees, servants or agents including individual expefts and
mgmbers of | ica ittees and IEC National Committees for any personal injury, property damfage or
ottler dam 2 oever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feef) and
expense, of the pubkcation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any othér IEC
Puplic

8) Attention Nofmative references cited in this publication. Use of the referenced publicat|ons is
indispensable

9) Attention dsidrawn~No the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
pajent nights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard |lEC 61076-3-110 has bheen prnparnd hy subcommittee 48B: Connecttors,

of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

This International Standard cancels and replaces IEC/PAS 61076-3-110 (2002).
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

48B/1796/FDIS

48B/1827/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The gommittee has decided that the contents of this publication will remain
main{enance result date indicated on the IEC web site under "http://websto
relatgd to the specific publication. At this date, the publication will be

* rgconfirmed,
* wjthdrawn,
* rgplaced by a revised edition, or

S

nchanged un
ch" inthe

il the
data
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INTRODUCTION

:2007

This part of IEC 61076 describes connectors according to IEC 61076-3 series connectors

requi

rements.

The connectors are similar to and compatible with IEC 60603-7 series connectors.

The IEC 61076-3-110 free connector can be used in data communication cabling systems with
the IEC 60603-7-7 and IEC 60603-7-71 fixed connector.

The

(1,2,3
IEC 6

oppo

For Jse in high speed communications cabling systems, IEC

fixed

contg
IEC 6

The |
mour

The ¢

detai

!415!617!8)
1076-3-110 connector includes up to 4 additional contacts (6,
site side from the original contact positions of a basic IEC 60603-

connectors include a switch or other means to engage t

pecification correspond t
EC 60603-7 series, whic

cable

D this
h are
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IEC SC 48B: CONNECTORS
Specification available from:

IEC Central Office or from the addresses shown on the inside cover

IEC 61076-3-110

Detail specification for two-part
connector used in:

— high speed communications
applications up to 1 000 MHz

— up to 6 balanced contact pairs (up

O TZ£2 CONtdACLS)

— compatible with [IEC60603:7

ixedsqQnnector: cable mount or for
mownting rinted boards

nector: cable mount only,|

\:e}ormance level(s): 1, 2
Ssessment level(s): not specified

Reference data: not available
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
PRODUCT REQUIREMENTS -

Part 3-110: Rectangular connectors — Detail specification for shielded,
free and fixed connectors for data transmission
with frequencies up to 1 000 MHz

1 General

1.1 | Scope

This part of IEC 61076 is a detail specification, forming part 76-3-

110, fwo-part connector.

It dovers mechanical and environmental requiremen ssion

requifements for frequencies up to 1 000 MHz.

Thesg connectors can be used as category 7
specified in ISO/IEC 11801:2002.1

The ¢
The ¢

The ¢ tors.4

1.2
The fi : dispensable for the application of this documenf. For

dated on of
the r¢g

IEC 6

IEC 6
temperature

onmental testing — Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite

IEC 0352 (all parts), Solderless connections

IEC 80352-2Solderlessconnections —Part 2 Crimp
test methods and practical guidance

ed-connections General-requirements
8G—GOHREeGHORS SO+ oaHtHEH y

IEC 60352-3, Solderless connections — Part 3: Solderless accessible insulation displacement
connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation displace-
ment connections — General requirements, test methods and practical guidance

-

ISO/IEC 11801 contains various ‘category’ designations corresponding to various frequency ranges.
Intermateability definition and requirements are given in 2.2.2.

Interoperability definition and requirements are given in 2.2.3.

>~ 0N

Backward compatibility definition and requirements are given in 2.2.4.
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IEC 60352-5, Solderless connections — Part 5: Press-in connections — General requirements,
test methods and practical guidance

IEC 60352-6, Solderless connections — Part 6: Insulation piercing connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-7, Solderless connections — Part 7: Spring clamp connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

IEC
Part

IEC 6
Part
comn

IEC 6
Princ

IEC §
Geneg

IEC
Rect3

IEC 6

IEC 6
Horiz

IEC 6
Work

IEC 6
Risern

IEC §
Symr

60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests
-100: General — Applicable publications

0603-7 (all parts), Connectors for frequencies below 3 MH
7: Detail specification for connectors, 8-way, including £
non mating features, with assessed quality

0664-1, Insulation coordination for equipment
iples, requirements and tests

1156-2, r
ontal floor wiring

etfical pair/quad cables for digital communications — P
ecification

1156-5, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — P
netrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 600 MHz — Horiz

s —

rds —
with

art 1:

art 1:

rt 3:

art 2:

art 3:

art 4:

art 5:
rontal

floor wiring — Sectional specification

IEC 61156-6, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 6:
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz — Work area
wiring — Sectional specification

ISO/IEC 11801:2002, Information technology — Generic cabling for customer premises

ISO 1302, Geometrical product specifications (GPS) — Indication of surface texture in technical
product documentation

5 This second edition of IEC 61076-3, is yet to be published.
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ITU-T K.20, Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications
centre to overvoltages and overcurrents

ITU-T K.44:2000, Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages
and overcurrents — Basic recommendation

EN 50289-1-14, Communication cables — Specification for test methods — Part 1-14: Electrical
test methods — Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware

2 Technical-information

2.1 Terms and definitions

The {erminology used in and applicable to this specification is sta 76-1.

IEC 90512-1 also contains applicable terms.

2.2 | Systems of levels

221 Interchangeability level

Thesg connectors are intermateable, interoperablg compatible | with

IEC 41076-3-110 and IEC 60603-7 series connect

The |nterchangeability of these connegtor i A and
backyard compatibility requirements arexcontcerheds s ! when
individual connector halves are from different sotics

222 Intermateability.

Intermateability is ens ell as

adhefence to the i
2.23 Interoperdbi
Intergperability o

transmission
descllibed in<A

h all
or as

Thesg s 3 jnteroperable with |IEC 60603-7-7 and IEC 60603-7-71 geries
conng

NOTE| Inthis.detail specification, the term “category”, when used in reference to transmission performance | refers
to thoge categories defined by ISO/IEC 11801.

224 Backward compatibility
The backward compatibility requirement ensures that a free connector or fixed connector,
which is in compliance with this detail specification, mated with a fixed connector or free

connector in compliance with IEC 60603-7-7 or IEC 60603-7-71 connectors, shall fully comply
with the respective requirements of IEC 60603-7-7 or IEC 60603-7-71 connectors.

2.3 Complete connectors (pairs)

Complete connectors engage a total of up to 12 contacts.

These connectors are interoperable with IEC 60603-7 series connectors.
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The IEC 61076-3-110 connector includes up to 12 contacts including up to 8 contacts
(1,2,3,4,5,6,7,8) that are similar to a standard IEC 60603-7 series connector. In addition, the

IEC 61076-3-110 connector includes up to 4 additional contacts (6°,3’,4’,5’) located on the
opposite side from the original contacts’ positions of a basic IEC 60603-7 series connectors.

2.4 Fixed connectors

IEC 61076-3-110 fixed connectors may include a rear cavity and side channels.

These features accommodate the switch actuator protrusions on IEC 60603-7-7 and
IEC 60603-7-71 free connectors.

2.5 Free connectors

IEC §1076-3-110 free connectors may include front and side protrusio

The
IEC 4

The
frequ

2.6

Clasgd

2.7

Clear

2.8

Curre
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2.9 |IEC type designation

Connectors, connector bodies and connectors with pre-inserted contacts according to this
specification shall be designated by the following system:

IEC 61076-3-110 LINN|L{L L{N|[N N
Reference to Number denoting
this—stamdard performmarce) level
/ ~_ (RL)
0. operations
Lefters denoting <& ' \75\ .
copnector style 2 wo efations
Fixed, cable mount A <\
Fixed, board mount
B </\ Wewenoting vatliant
Frge, cable mount C N
\\ 1\ \\(A{ot used yet
Number of contacts \/
04, 08, 12 <\ er denoting contact finish

] _1/] Gold, gold-alloy
2

Letters denoting type of contact Palladium / nickel

%/

Female /\ L F

Male
M Letters denoting type of condlictor

/

N fa
k\% accommodation or cable
/\ Tinsel wire

Lgtters denoti}rg/fmrmat

Stranded wire

Screw termina%\

Spring - cl

Solid wire

Tinsel or stranded

\
Crlmp \ \\ \/

Stranded or solid wire

Ingul 'on\d%\a\\}ngntyDC)

Tinsel, stranded or solid wire

Ins uIatioang&lPé)

Sdlder

Board mounted

Customer specific requirements
for cables

X[@d[mimOoO|lO|w|>

Press-ih connection

.=
—|(D'UUOW\,«>//8/

Key
L letter
N number

EXAMPLE IEC 61076-3-110 AO8FD-E11-1: Fixed connector, cable mount, having 8 female contacts with IDC
termination for stranded or solid wire, gold plated, meeting performance level 1.

2.10 Marking

The marking of the connector and the package shall be in accordance with 2.7 of the future
second edition of IEC 61076-3.
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3 Dimensional information

3.1 General

The shape of the connectors may deviate from those given in the following drawings as long as

the specified dimensions are not influenced.

Dimensions are given in millimetres.

Drawings are shown in first angle projection unless specifically stated otherwise in the figure.

3.2 Isometric view and common features

and 4 pole connectors

IEC 2277/07

iew, fixed 8 and 12 pole and free 8, 12

htring

Thes ammon features, i.e. contacts arrangement, mating information and
coupli

Thes ave the same common features as IEC 60603-7 series connectors.
Mating—altigrmentis—ecentrolled-bya—vertical-and-horizontalreferenceplane—and-by-thesce

of the coupling device (latch)

3.3 Mating information

Common dimensions are given in Figure 2 and in Table 1.

Care shall be taken that contacts avoid interference with the plastic of the free connector.

The mating information shown can only be achieved with a free connector with a cable

attached.
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C

—»‘

. D Vﬁ

/\g

K2
R2
fe

_[015 mn|D LN \
|~ [0006 in[D i“

52

IEC 2278/07

Figure 2 — Physical inte co ace dimensions

&
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Table 1 — Physical interface, contacts interface — Dimensions

3.4
3.4.1

Cominon di

All internaly'corners in the connector cavity shall have a 0,38 mm radius maximum u

Maximum Minimum
Letter mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
C2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22 /]

H2? 0,38 /\\
J2 0,64 0,3/8/\\

K2 6,15 5.8 \
M2° Q o,%\\\\
z ONE
P1° 0,50 06 "\

P3¢ 05 [ D 036 )
R2 487 \\"V YN\ N\

CcK2 < (66\ ( U k0
CR2 X \ \/1,70

G2 (angle) ( 1 0\

shall not project aboye\top

enstons\are~given in in Figure 3 and Figure 4 and in Table 2.

otherisé specified.

nless

Contacts are shown at rest. Contacts shall always be contained inside guide slots. Contacts
shall move freely within their guide slots.
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o LB mlC 7x Al
0,002 in|C
@ -
0,002 in|X
ADL
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Figure 3 — Physical interface, fi%on , front view — Dimensions

SGI | CBI

IEC 2280/07

Figure 4 — Physical interface, fixed connector, side view — Dimensions
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Table 2 — Fixed connector common dimensions

Maximum Minimum Nominal
Letter mm mm mm
A1 1,47
B1 0,71
K1° 5,84
S1 12,04 11,84 11,94
T1 4,19 3,94
W1 6,38 6,22
X1 6,86 6,68
Y1 2,34
AA1° 1,24 RN
AB1 0,38 Al
AC1 6,96 6,76 L\ 6,88
AD1 0,13 <\
AH1° \ 2,02
AK1 8,66 8,38 < N\
ALY 149N N\ AV N\
AP1° 1, \ \
CA1 2,30 2,20\ D[\
CB1 /395 N
CG1 0,10 PNABYR
CK1® L\ gesh\
CN1 1,40 T C 30 N
CP1 5,05 o495/
cQ1 6,00 — 5,80
CS1 [~ N 7,66
CT1 13,0 \  \ \A2,9
SA1 /4 D . ) 531
SB1 N N ) 2,16
sb1 | 490
s NEOSNSSUN S
seW ") \__5a0
AJ1 (angley N\ 15°
: Cyntagt zo wwall be completely within their individual contact zone
ingicated.

€ 'AP1: Flat Surface.

f SE1: Maximum forward extension of contacts below surface AC1 to avoid contact with
shields of free connectors, Applies in the mated state

3.4.2

3.4.2.1

9 SG1: To maintain the clearance requirement between signal conductors 6°,3,4’,5’ of the
fixed connector and the screen of the free connector when the fixed connector is mated
with a IEC 60603-7-1,2,3,4,5 free connector. Note that SG1 is typically 0,0 mm in the
mated state with a IEC 60603-7-1,2,3,4,5 free connector.

SG1: Maximum forward extension of contacts above surface reference plane B, to avoid
contact with shields of free connectors. Applies in the mated state.

Care shall be taken that all screen contacts of the fixed connector always make contact with
the screen contacts of the free connector in worst case condition to ensure reliable
performance.

Fixed connector styles

Style A, fixed connector, cable mounted

Outside dimensions for cable mounted fixed connectors are not specified.
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3.4.2.2 Style B, fixed connector, board mounted

IEC 2281/07

Figure 5 — Fixed connector, board mo

3.5 Free connectors

Cominon dimensions are given in Figure 6 and in

Full radius permitted on all contact so‘
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Table 3 - Common dimensions — Free connector

Maximum Minimum Nominal

Letter mm mm mm

A2 1,45 0,89 1,17

B2 0,61 0,51 0,56

S2 11,79 11,58 11,68

T2 3,38 3,12

W2 6,17 6,02

X2 6,51 6,36 e
AA2 1,24 Al
AB2 0,64 0,38 AN

AC2 6,71 6,50 \s,éQ
AD2 0,64 0,13 e >

\8p2” N\
N a2 2,207 2,00
KRS SRS N BT

<\ ka2 0,22 0,12
\CN\Z\ \ 1,30 1,20

<  O\Cre 5,05 4,95
s \ cQ?2 5,70 5,50
© o\ o8 7,66
CcT2 12,85 12,75
SA2 4,22
SB2 211
SD2 4,95
SE2 6,85
sG2 6,85

8 AH2, CS2: These dimensions apply to the locations of the contact slots.

b pgLo: Applies with locking device depressed.
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3.6 Terminations

3.6.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in (compliant pin) connections of fixed
connector springs into PCBs, for example. All terminations shall meet the relevant termination

requirements.

When a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC specification,
and the supplier cannot demonstrate a similar level of performance or there is no appllcable

Free |connectors are intended to be terminated to cables to provi

condyictor (tinsel, stranded, solid) to which the conductor maw be_applied
conngction used (solder, insulation displacement, etc.). \|
size, |type and thickness of conductor insulation, size a
etc., Jare not intended to be part of this specification.
interipr details to accommodate differing wire gauge siZes
the ggneration of new free connector specificatio

If the|connector is able to be used with
all teyminations comply with the relevan

3.6.2 Referenced solde

If a |type of solderl ¢
specification, the supglie >

level jof performafe, according

3.6.2|1 Insulation displace

specifications.

Thes

3.6.2(2

Thesg tern

3.6.2|3 on’piercing terminations

Thesgesterminations shall conform to IEC 60352-6.

ning wire g
g€ or cable j3

ich is covered by a IEC 60352
ity by performing tests and demonstrafing a

e full

type
to be

4 lcable

pe of
pe of
auge
cket,
ctor’'s
quire

e that

eries

3.6.2.4 Press-in (compliant pin) terminations

These pins shall conform to IEC 60352-5.

3.6.2.5 Spring clamp terminations

These terminations shall conform to IEC 60352-7.

3.6.3 Non-referenced solderless termination types

If a type of solderless termination is used, which is not covered by any IEC 60352 series

specification, the supplier shall assure its reliability by performing similar tests,
demonstrating a similar level of performance, to those covered by IEC 60352 series.

and
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3.6.4 Solder terminations

Solder terminations are not covered in IEC 60352 series and are allowed.

3.7 Mounting information
3.71 Mounting information for fixed connectors

Fixed connector mounting information is not specified and shall be determined by the
manufacturer.

3.7. 1 Hotfe pattermomn primted boards

Fixed connector printed boards hole pattern on is not specified and shall\ge deter
manyfacturer.

ined hy the

3.7.1|2 Mounting on panels

Fixed connector mounting on panels is not specified the

mandfacturer.

3.7.2 Mounting information for free connectors

Free |connectors mounting information
determined by the manufacturer.

ot specified and shall be

3.8 | Gauges

3.8.1 Sizing gauges a
engaging/separa

néchanical function,
Porce

3.8.1|1 Fixed connecto

Gaugdes shall b
Material: tool stee
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R
S /

1 -
s Elomm e
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IEC 092/05

Key

1 four places
2 six places
3 all around

Figure 8 — Fixed connector “No-Go” gauge — Width
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IEC 2283/07

igure 10 — Fixed connector additional “Go” gauge
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IEC 2284/07

gauge, depth gauge, height gauge
pnnector additional “No-Go” gauges
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Table 4 — Fixed connector gauges — Dimensions

Letter Maximum Minimum Nominal (ref)
mm mm mm

s3 11,796 11,786

s5 12,050 12,040

s7 11,68 11,58

X3 10,16

AB3 0,51 0,389 0,450

AC3 6,716 6,706

ACS5 6,45 6,35

AC7 6,970 6,96 N O X

BC1 0,89 0,64 N\ 0,75

w3 6,12 6,100 "\ \ N

W5 6,38 6/355\\ \\\

w7 5,97 589 N\

AK3 8,357 /8.3

AKS5 8,13 PN Y.X:

AK7 8,672 A N7 [eps) >

CA3 2,17 \203 )

CAS5 217 N 2,03

CA7 231 | 23

T S

CcB3 N 27 N\ ) 2,08

ca3 5.7\ 5,55

cas (B 2 5RO\ 5,55

caz RN 5,55

cQ9 ) 601 6,0

cT3 AN \12.8 12,81

cts DN 13,01 13,0

S\ N O\ 1287 12,81

cTo 12,87 12,81
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3.8.1.2 Free connector gauges

Gauges shall be made according to the following requirements:
Material: tool steel, hardened.

v = Surface roughness, according to ISO 1302

Ra = 0,25 pum maximum.

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

]

cae A3 NE 1
A4

A7
A
&
Awe

Vi
A 5 < >
“r
%* o RN \V ] <\ -
! NIt T\
AC6 ’/ ‘t:Fr \‘A% - W Q%i\
Al
‘ N V4 \ v
[=[o05 mn[c] 14 NP
- W6
[=]005 mnlc] C
P s
CTe
A=A

IEC 2285

connector “Go” gauge

D7
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Figure 13 — Free connector “No-go” gauges
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Table 5 — Free connector gauges — Dimensions

Letter Maximum Minimum
mm mm
A4 1,448 1,438
s4 11,593 11,582
s6 11,989 11,887
S8 11,847 11,836
T4 4,115 4,013
w4 6,02 6,010
w6 6.40 6.30
ws 6,198 ([ &aer7
X4 6,604 Y (659K
Y4 2,39 <\ XY
z4 2,39 \ 2,29
AA4 1,255 \ NN \1,245
AB4 0,38 Vi N\ 00
AB6 0,38 AN 0,0
AC4 6,91 N 6,81
AC6 6512\ § / 6,502
AC8 6, [ o > 6,756
AD4 NEENCEAN ~ 0,0
AD6 PN 7 0,0
AK4 ( 9,42 9,32
AK8 NN 8,346
AT2 < ( %520 ) 15,19
AW?2 N N~ 9,42 ) 9,32
AX2 | N \0,635 0,38
a2 N > | ¢ \_2.305 0,295
AZ2 N 11,91 11,81
cA2 A\ N 2,22 2,21
cad N\ \ N 2,22 2,21
cub S N 2,22 2,21
~CAB N\ 2,0 1,99
e\ N 5,81 5,71
cog il 5.81 5,71
cas 5.7 5.69
caQs 5.81 5,71
CcT2 12,96 12,86
CcT4 12,85 12,84
cT6 12,96 12,86
cTs 12,96 12,86
AJ2 (angle) 16° 14°

3.8.2 Mechanical function, engaging/separating/insertion/withdrawal force gauges

Mechanical function is determined using the sizing gauges given in 3.8.1 according to
requirements given in 4.6.3.
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Probes

Probe damage testing is not specified.

3.84

Contact resistance gauge

Contact resistance is only specified for mated connectors.

3.8.5

Test panel (for voltage proof test)

:2007

These connectors are screened. The connector shield forms the ground conductor for voltage

proof

3.8.6

No te

4 (

4.1

All th
speci

The
IEC 4

4.2

For
speci
type
contg
contg

testing:

Test panel (for EMC/crosstalk, etc.)

st panel is specified for testing EMC or crosstalk requirements.

fharacteristics

General
requirements and test schedules apply t ctors unless othel
ied.

characteristics given here are i o) in IEC 60603-7-7
0603-7-71.

a groupings are relevant, unless othe
ied, the pin and pai all be as shown in Figure 14. The 8-cq
ypically us 3, 6, 3’, 4’, 5. The 4-contact type typically
ct number 60603-7 series standards for requiremer
ct numbers 3;

rwise

and

rwise
ntact
uses
ts of

Figure 14 — Fixed connector pin and pair grouping assignment
(front view of connector)

IEC 2289/07
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4.3 Climatic category

The lowest and highest temperatures and the duration of the damp heat, steady-state test
should be selected from the preferred values stated in 2.2 of IEC 61076-1. The connectors are
classified into climatic categories in accordance with 2.3 of IEC 60068-1. The following
preferred temperature range and severity of the damp heat steady-state test have been
selected to comply with IEC 61156 (for cables used with these connectors).

Table 6 — Climatic categories — Selected values

Climatic category Temperature range Damp heat steady state

Yol dave
A4

40/070/21 —40 to +70 21 f\

4.4 Electrical characteristics

441 Creepage and clearance distance

The [permissible operating voltages depend on the app
specified safety requirements.

e applicable or

Insulg@tion coordination is not required for this
cleargnce distances in IEC 60664-1 are
requifements.

arg, the creepagel and
by overall performance

Thergfore, the creepage and clearancedista givermas operating characteristics of
matefl connectors.

In practice, reductions i )
pattefn of the printed bgar iri d, and ghall duly be taken into account.

}e\pgtween contacts Minimum distance between
and hassis adjacent contacts
Type

\\C\ee Clearance Creepage Clearance
<\ \ }\Q ) mm mm mm

1,40 0,51 0,36 0,36

4.4.2

Condrtions: IEC 60512, Test 4a, Method A.

Mated connectors: standard atmospheric conditions.
1 000 V d.c. or a.c. peak, contact-to-contact.
1 500 V d.c. or a.c. peak, contact-to-test panel or contact-to-shield.

4.4.3 Current-carrying capacity
Conditions: IEC 60512, Test 5b.

All contacts, connected in series.
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The current-carrying capacity of connectors in accordance with the requirements of 2.5 of
IEC 61076-1 shall comply with the de-rating curve Figure 15, and 30 °C maximum temperature
rise when applying 0,75 A at 60 °C.

2,5

2,0

1,5

1,0
N
0,5

Current-garrying capacity A

Figure 15 — Connector dg

4.4.4 Initial contact resistance

Condjtions: IEC 60512, Test 2a.

Matedl connectors: arranged according to 5nnc

Signgl contacts: 20 mQ ma

Scregn contact:@

Switch contact: 20

oints: as specified in Figure 14

445

Condijtions: IE
Mategl connes annection points: cable termination to cable termination.

Signgl contacts: 200 mQ maximum.

Screen: T00 mQ maximum.

4.4.6 Input to output resistance unbalance

Conditions: IEC 60512, Test 2a.
Mated connectors, connection points: cable termination to cable termination.
Among all signal conductors, maximum difference between maximum and minimum:

50 mQ maximum
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4.4.7 Insulation resistance

Conditions: IEC 60512, Test 3a, Method C.
Mated connectors.
Test voltage: 100 V d.c.

Each contact and screen to all others: 500 MQ minimum.

45 —F s | coristi

All transmission performance requirements apply for the range of fre m~34MHz to
1 00Q MHz unless stated otherwise.

Thesg requirements do not apply to pins 3, 6, 4 and 5 of the 12-coqtas

All transmission performance tests, including those corducte the future

IEC §0512-26-100, apply for the range of frequency from
otherwise.

NOTE|1 Transmission characteristics, is determined accordin

NOTE
mated

NOTE

4.51

Cond 09, insertion loss test method.

Mate

All st

Whenever the in a value less than 0,1 dB, the requirement shall rev

4.5.2

Cond

Mategl*connectors.

tated

up E.

ey are

ert to

All styles: 68 — 20 log(f) dB up to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 30 dB, the requirement shall revert to

30 dB.

4.5.3 Propagation delay

All styles: < 2,5 ns.

NOTE The propagation delay test does not need to be performed; it is assumed that connectors comply by design.
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4.5.4 Delay skew

All styles: < 1,25 ns.

NOTE The delay skew test does not need to be performed; it is assumed that connectors comply by design.
4.5.5 NEXT loss

Conditions: according to the future IEC 60512-26-100, pair-to-pair NEXT loss test method.

Mated connectors: between all combinations of 2 pairs of contacts, applies to 8 primary

contgets-only(see-Figure—45)-

All styles: 117,4 — 20 log(f) dB up to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 75 dB, the ert to

75 dB.

4.5.6 Power sum NEXT loss (for information only)

Mate¢l connectors: between each pair and all other 5 mary
contgcts only.

All styles: 114,4 — 20 log (f) dB up to 1.0

NOTE| This characteristic is achieved by compliange to
4.5.7

Condijtions: according to the fu

Mate¢d connectors; be nbiRation mary
contdcts only (s i

All styles: 105 — 20Abg

Whenever the ert to

75 dB.

4.5.8 loss (for information only)

Matedl conneecto
contgcts only.

etween each pair and all other pairs combined, applies to 8 prjmary

All stylesTT0Z = 20 Tog(f) B up to T 000 MHzZ.

NOTE This characteristic is achieved by compliance to PP FEXT (4.5.7) and there is no necessity to test it.
4.5.9 Transverse conversion loss

Conditions: according to the future IEC 60512-26-100, transverse conversion loss test method.
Mated connectors.
All styles: 68 — 20 log(f) dB up to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 40 dB, the requirement shall revert to
40 dB.
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NOTE This requirement applies up to 100 MHz. Test methods for frequencies above 100 MHz are not yet fully

stabilized.

4.5.10 Transverse conversion transfer loss

Conditions: according to the future IEC 60512-26-100, transverse conversion transfer loss test

method.
Mated connectors.

All styles: 68 — 20 log(f) dB up to 1 000 MHz

WherLever the formula results in a value greater than 40 dB, the require
40 dB.

NOTE| This requirement applies up to 100 MHz. Test methods for frequencies 4
stabilized.

4.5.11 Power sum alien (exogenous) NEXT loss

Condijtions: according to the future IEC 60512-27-100, alie
(undgr consideration).

Matedl connectors: between each pair and all @
contgcts only.

All styles: 114,4 — 20 log (f) dB up to 1 005

75 dB.

4.5.12 Power sum a

Condjtions: acco
(undgr consideratio

Mateq connector
contdcts onl

All style

Whenever the
75 dB.

2 results in a value greater than 75 dB, the requirement shall rev

ert to

et fully

bthod

to 8

ert to

bthod

to 8

ert to

4.5.13—C€ouptingattenuation
Conditions: according to EN 50289-1-14, coupling attenuation test method.

Mated connectors:
All styles > 85 dB, 30 MHz < /< 100 MHz

> 85— 10 log (/100) dB, 100 MHz < f< 1 000 MHz

NOTE The coupling attenuation requirement is assumed to be fulfiled when the transfer impedance and
unbalance attenuation (transverse conversion loss and transverse conversion transfer loss) requirements are met

on the full bandwidth.
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4.5.14 Transfer impedance

Conditions: preferred method of future IEC 60512-26-100; alternative method/conditions:
IEC 60512, Test 23c, (line injection), transfer impedance test method.

Mated connectors: terminated with each cable construction intended to be used with these
connectors

All styles:

0,05(£9.3) Q from 1 MHz to 10 MHz.

0,01(p) Q from 10 MHz to 80 MHz.
NOTE]| fis the frequency expressed in MHz.
4.6 | Mechanical characteristics

4.6.1 Mechanical operation

Condijtions: IEC 60512, Test 9a.

Speef: 10 mm/s maximum.
Rest:{1 s minimum (mated and unmated
PL1:|750 operations.

PL2: P 500 operations.

NOTE| PL1 and PL2 are defineu
4.6.2 pling devices

Condjtions: IEC 605 S ex B.
Mate
All st
withdrawal forces

4.6.3 Insertion and

Condjtions¥IEC 60512, Test 13b, and Annex D.

Speed: 10 mm/s maximum.

All styles, insertion and withdrawal: 30 N maximum.

5 Test schedule

5.1 General

This detail specification states the test sequence and the number of specimens for each test
sequence.

Individual variants may be submitted to type tests for approval of those particular variants.
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It is permissible to limit the number of variants tested to a selection representative of the whole
range for which approval is required (which may be less than the range covered by the detail
specification), but each feature and characteristic shall be proved.

The connectors shall have been processed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with good current practice.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. For contact resistance
measurements, care shall be taken to keep a particular combination of connectors together
during the complete test sequence, that is, when unmating is necessary for a certain test, the
same connectors shall be mated for subsequent tests.

5.2 | Test procedures and measuring methods

The test methods specified and given in the relevant standards are - s but
are npt necessarily the only ones that can be used. In case of dispiye, ne spegified
methpd shall be the reference method.

Unlegs otherwise specified, all tests shall be carried out un itions
for tepting as specified in IEC 60068-1.

Wheile approval procedures are involved and alternative ¢ employed, it is the
respgnsibility of the manufacturer to satisfy the 4 i approval that any alterpative
methpds which he may use give resultg” egqui ined’by the methods specified.

5.3 | Preconditioning

Before 3 conditioned under standard atmospheric
condrl;ions for testing a [ 5Q0% for a period of 24 h unless othegrwise
specified by the detail i

5.4 | Wiring ar@
5.4.1 Wiring

Wiring of these Conne s.sha e into account the wire diameter of cables defingd in
IEC 91156, Pz 4 6, as applicable. Where wiring and/or shielding of test

specimens is ired.~ specification shall contain information suitable to comply with
the selec

5.4.2

mourfted,'on a metal plate or to specified accessories, whichever is applicable, using the
specified’connection methods, fixing devices and panel cut-outs.

Whe;l; moufting is tequired in a test, unless otherwise specified, the connectors shall be figidly

5.4.3 Arrangement for contact resistance measurement and procedure

The arrangement and procedure for contact resistance measurement are given as follows.

5.4.3.1 Arrangement for contact resistance measurement

For the measurement of contact resistance, the points of connection shall be as shown in
Figure 16.
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fixed connector
point B
point A
as short as practical (except for vibration t
free connector

point C
contact resistance meas

2

plculate“the comfact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the
nd free connectors from the total mated connector resistance.

2007

290/07

re 16

16 by

y the

fixed

Contact resistance = RAC - (RAB| + RBC|)

where | indicates initial value.
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5.4.4 Arrangement for dynamic stress tests (test phase CP1)

>203,2

@22032
"0 Z{ P

IEC 2291/07

e non-vibrating member
e non-vibrating member

9,

e 17 — Arrangement for dynamic stress tests

5.5 Testischedile

The test\parameters required shall not be less than those listed in 3.8.6.

5.5.1 Basic (minimum) test schedule

Not specified.

5.5.2 Full test schedule

The following tests specify the characteristics that shall be checked and the requirements to be
fulfilled.

For a complete test sequence, a minimum of 52 + N specimens are needed. This equals 5
groups of 10, 1 group of 2 and N groups of 1. The 5 groups of 10 shall be for test group A, B,
C, D, and F. The group of 2 shall be for the transmission performance testing, group E. The N
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groups of 1 shall be for the screen performance testing, group F. The N stands for each cable
screen construction type for which the connectors are intended.

Where not otherwise stated, contact resistance tests, including screen contacts, apply only to
the interface between the free connector and the fixed connector (see 5.4).

5.5.2.1 Test group P — Preliminary

All specimens shall be subjected to the following tests. All the test group specimens shall be
subjected to the preliminary group P tests in the following sequence.

Il connectors in
with. reduired
conrjector

The gpecimens shall then be divided into the appropriate number of groups-
each|group shall undergo the following tests as described in the sequenc glven
altergtion of the sequence of tests or adding of new tests to veri
chargcteristics.

Table 8 — Test group P

Tesit Test < WN\\s\uth to\:{e performed

phage - - \B
Title IEC 60512 Severity or Tit IEC 60512 Requirempnts
Test no. condition of test \l{st no

P1 General 1 \&;ﬁ a There shall be np defects
examination at@ that would impaif normal

operation
amlw 1b The dimensions [shall
of dimensions comply with thode

nd mass specified in the getail
(\ \ specification

P2 Polarization \) >
not applicable Y

P3 Contact Millivolt level |2a Contact resistange =
resistanc method or 20 mQ maximuni
contact
resistance —
specified test
current
(\ method
P4 Test voltage 100 V Insulation 3a 500 MQ minimum
+15Vd.c. resistance
Method C
< \ Mated connectors
P 5 AN Contact/contact Voltage proof |4a 1000 V d.c. or g4.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to 1500V d.c. or g.c. peak
screen
Method A

Mated Connectors
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5.5.2.2 Test group AP
Table 9 — Test group AP
Test Test Measurement to be performed
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test no. condition of test Test no.
AP 1 Insertion and | 13b Connector locking Insertion force 20 N
withdrawal device depressed maximum.
forces Withdrawal force 20 N
maximum.
AP 2 Effectiveness | 15f Rate of load application N for60 s4 b s
of connector 44,5 N/s maximum
coupling
device N ('\
AP 3 Rapid change | 11d -40 °Cto 70 °C
of Mated connectors
temperature 25 cycles 1= 30
minimum
Recovery time 2 h .
AP 4 Test voltage 100 V Insulatiqn \k 90 MQ minimum
+ 15V d.c. @mC\
Method C
Mated connectors (7
AP 5 Measurgment points a \/6 ta 20 mQ maximum. Change
in Figure 46 repist from initial
All conhtacts imen
AP 6 Contact/cantactsMethod Voltébe-_/ 4a 1000 V d.c. or g.c. peak
A oof
Mated connms
ont cts\m@en: 1500 V d.c. or g.c. peak
Method A \\/
N Mated connectors
AP 7 Unmated/cohnec Visual 1a There shall be no defects
examin- that would impajr normal
(\ ation operation
AP 8| |[cyclic damp 68- \1\24 &%Ef}qw
heat 2-3 e re 25 °C
High tgmperature 65 °C
IdSubcycle —10 °C
Humidity 93 %
Half of the samples in
\ mated state
Half of the samples in
unmated state
AP 9 Measurement points as Contact 2a 20 mQ maximum. Change
in Figure 16 resistance from initial for signal
All contacts/specimens contacts
100 mQ maximum input to
output resistanck for
screen
AP 10 |Insertion and |13b Connector locking Insertion force 30 N
withdrawal device depressed maximum
forces Withdrawal force 30 N
maximum
AP 11 | Effectiveness | 15f Rate of load application 50N for60s+5s
of connector 44,5 N/s maximum
coupling
device
AP 12 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
examin- that would impair normal
ation operation
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Test Test Measurement to be performed
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test no. condition of test Test no.
AP 13 | Solderability As applicable
AP 14 | Resistance to As applicable
soldering heat
AP 15 Contact/contact: Voltage 4a 1000 V d.c. or a.c. peak
Method A proof
Mated connectors
See All contacts to screen: 7500 Vd.c.or a.c. peak
Note Method A
Mated connectors
R . R R R N
NOTH Do not perform step AP 15 if solderability and resistance to soldering heat |3/\er perfmd.
5.5.2|3 Test group BP \>
Table 10 — Test group B{\ \
Tes Test \M{a;hrer}»gnwbe performed
phase Title IEC 60512 Severity or itle IW Requirenjents
Test no. condition of tes}/\ N Test Ho.
BP 1 Locking device 2 N oper; ns —s U \) See Annex B
mechanical mecharical operétions
operations
BP 2 Mechanical 9a i - PL 1(N) = 750
operations ation -
Speed 10, mm st\l PL 2(N) = 2500
(w ated a
upmatedh\Locking devi
N ] ope;-_rgtive Ofv
BP 3 Flowing mixed [1/lg 11g
gas corrosi@
BP 4 Wment points as Contact 2a 20 mQ maximun) change
in“Rigute 16 resistance from initial for signal
>II contacts/specimen contacts
\ 100 mQ maximufn input to
output resistancg for
screen
BP 5 Mecha 'cal\ a N/2 operations - see
operation mechanical operations
Speed 10 mm/s
Rest 1 s (when mated
and unmated) Locking
device inoperative
BP 6 Measurement points as Contact 2a 20 mQ maximum. change
in Figure 16 resistance from initial for signal
All contacts/specimen contacts
100 mQ maximum input to
output resistance for
screen
BP 7 100V + 15V d.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
Method C resistance
Mated connectors
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Table 10 (continued)

Test Test Measurement to be performed
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test no. condition of test Test no.
BP 8 Contact/contact: Voltage 4a 1000V d.c. or a.c. peak
Method A proof
Mated connectors
All contacts to screen: 1500 V d.c. or a.c. peak
Method A
Mated connectors
BP 9 \isual 1a There shall be no defects
examination would impaif normal
oper ion
5.5.2|4 Test group CP @
Table 11 — Test group CZ\
Tes Test \MKas en%e\nt\ts/{e performed
phasle
Title IEC 60512 Severity or it lEC6051 Requirements
Test no. condition of test N AN \'Qest no.
CP 1 Vibration 6d ontgct O e 10 ys maximum
disturRance
CP 2 \%ntact 2a No disturbance ¢f free
sistance connector and fixed
connector betwegen
vibration test and
measurement
> 20 mQ maximun) change
from initial for signal
contacts
100 mQ maximum input to
output resistancg for
screen
CP 3 Test voltage Insulation 3a 500 MQ minimum
100 V d.c. resistance
Method C
Mated connectors
CP 4 Unmated connectors Visual 1a There shall be np defects
examination that would impaif normal
noration
operation
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5.5.2.5 Test group DP
Table 12 — Test group DP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test no. condition of test Title Test No. Requirements
DP 1 Electrical load | 9b 5 connectors 0,5 A 5 connectors
and
temperature 500 h 70 °C . No current: 5 connectors
Recovery period 2 h
DP 2 Test voltage: Insulation 3a 0 MQ minimufmn
100 V d.c. resistance
Method C
Mated connectors (‘\
DP 3 Contact/contact: Voltage 4 1,000"Ad.c. br 4.c. peak
Method A proof
Mated connectors
All contacts to screen: | SOWd.c. or g.c. peak
Method A
Mated connectors
DP 4 Unmated connectors Visyal There shall be no defects
examihation that would impafr normal
f\ IN operation
DP 5 Measurgme Co tactU \gz/ 20 mQ maximum. change
in Figur resistance from initial for signal
. contacts
All signal
screen/s ec|mens 100 mQ maximum input to
output resistanck for
screen
DP 6 Mechanical AnnexD oth freesa f|N Annex D Passing Go/No go test
gauging [\ tor
DP 7 Gaugmg nne&/ﬂ\ Il si on astts and Contact 2e 10 ys maximum
cont|nU|ty een en disturbance
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5.5.2.6 Test group EP
Table 13 — Test group EP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test no. condition of test Title Test no. Requirements
EP1 Insertion Future Per 4.5.1
loss 60512-26-
100
EP 2 All pairs, both directions, NEXT loss Future Per 4.5.5
(pair to pair) 60512-26-
100
EP 3 All pairs, both directions Return loss | Future Per 4.5;
6051R26-
1
EP 4 All pairs, both directions, FEXT loss tu er 45,7
(pair to pair) 60 6-
100
LN
EP 5 Transvetse \J\-\\B{;u ?r 4.5.9
nversjo 6081226~
loss \1@
EP 6 \;r}én ersé NFuture”” | Per 4.5.10
nyersjon 12-26-
/\ transferlosgs {1
EP 7 All pairs, b i i ANEXJ loss /| Future Per 4.5.11
(pair to pair 60512-27-
100
EP 8 All pairs, both dicectigns, \| AEEAT loss | Future Per 4.5.12
(pajr'topair 60512-27-
\\, 100
EP 9 Input to \‘s\a_s/ Millivolt 2a Signal contact resistance
output level =200 mQ maxirhum
resistanc method )
Screen resistange
@ = 100 mQ maximum
EP 1 Resistapce MMent points as Millivolt 2a Unbalance resisance
fined in 5.4.3 level =50 mQ maximpm
. method
| signal contacts and
switch contacts /
specimens
NOTH All mea\sm:qnentgxto be performed on mated connectors.
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5.5.2.7 Test group FP
Table 14 — Test group FP
Test Measurement to be performed
Test
phase . Severity or . IEC 60512 .
Title Test condition of test Title Test No. Requirements
FP 1 Surge test ITU-T Mated connectors, Test2.1and 2.2:
Table 2a /2b, Acceptance criteria A
K.20 Basic test level per ITU-T K.44, Clause 9
Tests 2.1.1a, 2.1.1b, 2.1.3, Test method 2.3:
2.2.1aand 2.3.1a Acceptance criteria B
}eQTU-T K.44, Clause 9
FP 2 100V + 15V d.c. Insulation 3a 500 MR_ndinimurm
Method C resistance
Mated connectors /\ Q\
FP 3 Unmated connectors Visual 1a Jher sWn) defects
examination thiat wowld ithpaif normal
operatio
~N
5.5.2(8 Test group GP \
Table 15 - Test g owP
\ AN
Test /\ A > ( Measdrement to be performed
Tes
phasle . IEC 60512 | Severity or conditiqn of \lt_/ IEC 60512 .
Title Test No. t Ti Test No. Requirements
GP 1 High 9b 500 h 70,°C
temperature Recover peri@t\
GP 2 Cyclic damp | IEC 600868-
heat 2-3
Half ofNthe“’samples in
\Qmate state
GP 3 Additional tests are for
>1rther study
GP 4 \ D) Transfer Future Per 4.5.14
impedance 60512-26-
100
GP 5 \) Coupling EN 50289-1- | Per 4.5.13
attenuation 14
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Annex A
(normative)

Gauging continuity procedure

A.1 Object

The object of this test is to check whether in worst case conditions for the free connector the

electricatcontimuity s guaranteedforsigmatcontactsand-screem:

A simjilar procedure shall be employed to verify the additional contacts.

A.2 | Preparation of the specimens

A galige according to Figure A.1 and Figure A.2 should beg
specimen.

A.3 | Test method

Apply a circuit to the test specimen and t¢
eachlindividual contact of the fixed connector

For the test of the signal contacts,
upwalrds until it stops agai i

For the test of the screen contact, $ allbe fully inserted and then be moved tg

sides| of the connectq
movement shaII 3

st the plastic wall of the fixed connector.

During this moveme gf 20 N minimum shall be applied in the direction

insertion.

A4 | Fj

The fixed con
monifored for.eas

SpPE

A.5 | Description of continuity gauge

cimen will meet the requirements, if no discontinuity > 10
dividual contact and the screen during movement and in end position|.

ector

. For

oved

both
This

bf the

s is

The gauge shall be made according to the following specification:

Material: insulator such as G10, conductor such as brass.
Surface roughness: according to ISO 1302, Ra: 0,25 um maximum.
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IEC 2292/07

Figure A.1 — Continuity gauge, isometric view

.

Le

1
>/ X=X IEC 2293/07

Key

1 insulation part

2 conductive part commoned together
3 sharp edge

4 2 places

Figure A.2 — Continuity gauge
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IEC 2294/07

Figure A.3 — Continuity gauge insertion

Table A.1 — Continuity gauge dimensio

Letter Maximum < \M\m‘th >
mm NN
A1 11,59 \ N7
A2 12,76 /A~ \12,74
B1 - AL 1,80

B2 AT AN VIV

c1 BN\ ) 7,05
c2 /072 0,70
D1 RN ) 4,10
ROV I
E1 N N - ) 15,0
F1 [ . 785 7,95
1< > < 7 0,45
J1 (diameter) AN 1.33 1,23
K1 (angl{\ S 24°
N N\ \L 6,72 6,70
2 WX 5,06 5,04
< RN\ 1,21 1,19
WY\ 5,90 5,88
NZ 0,51 0,49
R1 1,6 1,4
T1 3,72 3,70
X1 0,6 0,4
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Annex B
(normative)

Locking device mechanical operation —
Test procedure and requirements

Object

The ¢
devic

B.2

The s
for aj

B.3

The ¢
as sp

The {
minu

The
deprg

Mech
introd

B.4

After
fatigy

bject of this mechanical endurance test is to assess the operational of theylo
e on free connectors.

Preparation of the specimens

pecimen shall be subjected to the mecl est for the number of c

e.

specimen shall b ' manner, and the locking device sha
ssed until it sonta s

anical aids
uce abnormg

cking

5Sible

cles,

s per

II be

0 not

on of
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CcA

Annex C
(normative)

High frequency transmission interoperability testing

Object

Matedl pairs of test connectors shall meet the transmission performance specifications, g
annek. To evaluate the performance of a connector under test, a means is/provided to co
terface side of the test connector directly to the port of the network\analysexequipment.

the ir

f this
nnect

The termination side of the connector under test is connected to the qQther portHhef the nefwork

analy

ser equipment.

C.2 | Test equipment

The gquipment used shall be as described in Annex D

C.3 | Free test connector precisi

Intergperability testing of a free connecto i ¢ i g the free connector undqr test
to a grecision test fixture.

A board mount style fixed gonnectori ited circuit board to make connectigns to
the network analyser, see\ti airg’ (8 contacts) of the connector, whidh are
used|[for high-frequengy 1Smissi d to leads on the board for connection to
the n S i Cts) of the connector should be terminafed to
the m

Strip or termination to a female SMA connector. 50 Q|strip-
line 100 Q differential mode ports, which in turn are
interg lyser ports by baluns or directly for coupled mode
trans

IEC 2295/07

Figure C.1 — Free test connector — Precision test fixture
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C.4 Fixed test connector precision test fixture construction

Interoperability testing of a fixed connector is conducted by mating the fixed connector under
test to a precision test fixture.

A free connector is adapted for board mounting onto a printed circuit board to make
connections to the network analyser, see Figure C.1. Only the 4 pairs (8 contacts) of the
connector, which are used for high-frequency transmission are terminated to leads on the
board for connection to the network analyser. The other 2 pairs (4 contacts) of the connector
should be terminated to the measurement ground plane.

Strip [lines interconnect each test connector termination to a female SMA conr tor. 507°Q |strip-
line Jeads are used to interconnect 100 Q differential mode ports in~turn are
interqonnected to the network analyser ports by baluns or direg mode
transmission.
IEC 2296/07
ector — Precision test fixture

C.5

The {i or free connector with a cover over the termination area that
comp i g airs.~he cover portion may vary from manufacturer to manufacfurer.
The \ exsed 19 shield the terminations on the far side of the connector under|test.
C.6

The performance of the precision test fixture, fixed and free, are verified together tolhave

return loss, NEXT and FEXT performance that are a minimum of 3 dB superior to the
requirements to be measured.

C.7 Test procedure

With the connector mated to the appropriate test fixture, measure the NEXT and FEXT
performance for each pair combination.
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D.1

Annex D
(normative)

Gauging requirements

Fixed connectors

The
of 8,8

The
more

D.2

After
deprg

The free connectors shall not be capgble of enfegi
more|than 1,78 mm with an:8,9 N insertjon

go~ gauge specified in 3.8.1.1 shall be capable of being inserted and removed with,a
N maximum.

no-go” gauges specified in 3.8.1.1 shall not be capable of ent€xing
than 1,78 mm with an 8,9 N insertion force.

Free connectors

\

force

ector

ed in

latch

8.1.2
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES DE PRODUIT -

Partie 3-110: Connecteurs rectangulaires — Spécification particuliére pour
les fiches et les embases écrantées pour la transmission de données

a des fréquences jusqu'a 1 000 MHz

AVANT-PROPOS

1) La|Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de
de|l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de\a
faoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nofn
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités
de$ Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificali

Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabefation est c

auk travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet e

internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ¢

trajaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Anternationa

conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI
du|possible, un accord international sur le
sont représentés dans chaque comité d’étud

posée
bjet de

ines de
ignales,

et des

‘dtudes,
igations

nt aux
n des

hesure

dressés

3) Le$ publications CEIl se présentent sous la réées
cofnme telles par les Comités nationaux de/fa CEIl. Tou la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techniquye de igati ; I CEIl ne peut pas étre tenue responsdble de
I'éyentuelle mauvaise utilisatio i stati i r un quelconque utilisateur final.

4) Daps le but d'encourager I"wni ité i i €) jtes nationaux de la CEl s'engagent, dans tpute la
mgsure possible, a ap I|qu 9 s” Publications de la CEl dans leurs publigations
nafionales et régionales. i e e e Publication de la CEI et toute publication nationfale ou
rédionale correspondante dot indique es clairs dans cette derniére.

5) La| CEl n'a pr Cé de\marquage valant indication d’approbation et n’engage pgas sa
regponsabilité po SN éclarés cqQnformes a une de ses publications.

6) Tops les utilisateurs doi qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication

7) Aufune responsabilite 1 imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaifes ou
mgndataires, 3 SE& rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Cpmités
nafionaux préjydice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de touf autre
dommage d S ¢e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coldts (y compris lgs frais
de|just et Yes Yépenses\découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEljou de
tote au \

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publigations
réferencées 'est ohligatgire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’gttention,'est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faire|l’objet
de|droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsablg de ne

pag avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CElI 61076-3-110 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques

pour équipements électroniques.

Cette Norme Internationale annule et remplace la CEI/PAS 61076-3-110 (2002).
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1796/FDIS 48B/1827/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le cgmité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié_avant la.date de
main{enance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.c les.données
relatiyes a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* rgconduite,
* slpprimée,
* rgmplacée par une édition révisée, ou

2
2
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 61076 décrit les connecteurs selon les exigences de connecteurs
de la série CEI 61076-3.

Elle décrit des connecteurs qui sont similaires aux connecteurs de la série CElI 60603-7 et qui
offrent une compatibilité avec eux.

La fiche CEl 61076-3-110 peut étre utilisée dans les systémes de cablage de communications
de données avec I'embase CEI 60603-7-7 et la CEl 60603-7-71.

Le cq tacts
(1,2,3,4,5, e, le
conng¢ gitués
du cqté 503-7
de b4

Pour , les
emba yens
pour ibilité
amon 76-3-
110 dtili

L’em & sur
cablel.

Les igation
correp éries

CEI ¢
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CEI SC 48B: CONNECTEURS
Spécification disponible auprés:

du Bureau Central de la CEl ou a 'une des adresses données a
I'intérieur de la page de couverture

CEI 61076-3-110

Spécification particuliére pour le
connecteur en deux parties utilisé:

— dans les applications de
communication a débits

jusqu’a 6 pajres de

t 4 paires de
ymétriques

CEI 60603-7-71 jusqu’a
1 000 MHz

D

— destinés aux systemes d
cablage a l'intérieur des
batiments

élevés jusqu'a 1 000 MHz

[]

Embase: montage sur cable ou p
montage sur cartes imprimées

Fiche: montage sur cable
uniguement

ur

Niveau(x) de performance: 1, 2

Niveau(x) de contrble: non spécifigs

Données de référence non

disponibles
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES DE PRODUIT -

Partie 3-110: Connecteurs rectangulaires — Spécification particuliére pour
les fiches et les embases écrantées pour la transmission de données

a des fréquences jusqu'a 1 000 MHz

1 Généralités
1.1 Domaine d’application

Cettel partie de la CEI 61076 est une spécification particuliére, faisant
pour |a CEl 61076-3-110, connecteur en deux parties.

Elle pouvre les exigences mécaniques et environnemental
électfique pour des fréquences jusqu’a 1 000 MHz.

Ces g¢onnecteurs peuvent étre utilisés comme cop
de ciblage de la classe F, telle qu’ils st spécifig

Ces ¢
Les gonnecteurs sont interopérables a

Les gonnecteurs offreqt
CEIl 40603-7-71.4

Référenc@o

1.2

Les
docu
non
amer

CEI 4

CEI 6
comp

CEIl @

76-3,

ssion

emes

-7 et

Bsent
nces
tuels

tlique

CEl 60352-2, Connexions sans soudure — Partie 2: Connexions serties —
générales, méthodes d'essai et guide pratique

Exigences

CEIl 60352-3, Connexions sans soudure — Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles

sans soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

1 L'ISO/CEl 11801 contient plusieurs désignations de « catégorie » correspondant & différentes limites

supérieures de fréquences.

2 La définition de la compatibilité d’accouplement et les exigences qui la concernent sont données en 2.2.2.

3 La définition de l'interopérabilité et les exigences qui la concernent sont données en 2.2.3.

4 | a définition de la compatibilité amont et les exigences qui la concernent sont données en 2.2.4.
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CEI 60352-4, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes non
accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-5, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force — Regles
générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEIl 60352-6, Connexions sans soudure — Partie 6: Connexions & percement d’isolant — Régles
générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-7, Connexions sans soudure — Partie 7: Connexions a ressort — Régles générales,
méthodes d'essai et guide pratique

CEI §0512 (toutes Tes parties), Connecteurs pour les équipements €électroniques — Essais et
mesuyres

CEl B0512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques ~
Parti¢ 1-100: Généralités — Publications applicables

CEI §0603-7 (toutes les parties), Connecteurs pour fréqueqce \ pour
utilisation avec cartes imprimées — Partie 7: Spécificatiof fedilie 5 a 8
voies, comprenant des embases et des fiches aya ment
communes, avec assurance de la qualité

CEIl §0664-1, Coordination de I'isolemghy
tension — Partie 1: Principes, exigences

roniques — Exigences de proquit —

CEI §1076-1:2006, Connecteurs pour (équipeme
Parti¢ 1: Spécification générique s

CEIl 6 électjoniques — Exigences de produit — Paftie 3:

Conn| 8S/SO% rancendefaqualité — Spécification intermédiaires

CEI 6 : Jlticonducteurs a paires symétriques et quartes| pour
trans '

CEI 6 Abl ducteurs a paires symétriques et quartes pour transmigsions
numeé fe X >

CEIl ¢
numé

onducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
dccordement de terminal — Spécification intermédiaire

CEIl §1156-4, Cables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numdriques — Partie 4: Cablage vertical — Spécification ithnermédiaire

CEI 61156-5, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 5: Cables a paires symétriques et quartes avec caractéristiques de
transmission allant jusqu'a 600 MHz — Céable capillaire — Spécification intermédiaire

CEI 61156-6, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 6: Cables a paires symétriques et quartes avec caractéristiques de
transmission allant jusqu'a 1 000 MHz — Raccordement de terminal (disponible seulement en
anglais)

ISO/CEI 11801:2002, Technologies de [linformation — Cablage générique des locaux
d’utilisateurs (disponible en anglais seulement)

5 La deuxiéme édition de la CEl 61076-3 n'est pas encore publiée.
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ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface dans
la documentation technique de produits

ITU-T K.20, Immunité aux surtensions et aux surintensités des équipements de
télécommunication installés dans un centre de télécommunication

UIT-T K.44:2000, Essais d'immunité des équipements de télécommunication exposés aux
surtensions et aux surintensités — Recommandation de base

EN 50289-1-14, Cables de communication — Spécification des méthodes d’essais — Partie 1-
14: Méthodes d’essais électriques — Affaiblissement de couplage ou affaiblissement d’écran du

maté vial dao ocaonnavion
TCT- O C—COTITTCATOTT

2 Données techniques

2.1 Termes et définitions

La terminologie utilisée et applicable dans la présente spécification es de la

CEI §1076-1. La CEI 60512-1 contient également des termes apphicakles.

2.2 | Systéme des niveaux
2.21 Niveau d’interchangeabilité

Ces ¢onnecteurs sont accouplables, iR 3ra f ompatibilité amont avegc les
conngcteurs de la série CEI 61076-3-110

L'interchangeabilité de ces sk e les exigences de compalfibilité
d'accpuplement, d'interop€ sont assurées poul les
conngcteurs accouplés 10K iw nt de
différentes sources.

2.2.2 Compt'

On sfassure de I3 ili aC¢ libres
« ENTRE » et « ’ F les.
223

L'intero ¢ _des ar la
confdrmité b exigences de transmission lorsque le connecteur est accouplé|avec

correspondant comme cela est décrit a I'Annexe C.

Ces |connecteurs sont interopérables avec les connecteurs séries CEI 60603-7{7 et
CEl 40603-7-71.

NOTE Dans la présente spécification particuliére, lorsque le terme « catégorie » est utilisé en référence aux
performances de transmission, il renvoie aux catégories définies par I'lSO/CEI 11801.

224 Compatibilité amont
L’exigence de compatibilité amont assure qu’une fiche ou une embase conforme a la présente
spécification particuliére, qui est accouplée a une embase ou a une fiche en conformité avec

des connecteurs CEIl 60603-7-7 ou CEI 60603-7-71, doit satisfaire entierement aux exigences
correspondantes des connecteurs CEI 60603-7-7 ou CEI 60603-7-71.

2.3 Connecteurs complets (paires)

Les connecteurs complets engagent au total 12 contacts.
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Ces connecteurs sont interopérables avec les connecteurs de la série CEIl 60603-7.

Le connecteur CEI 61076-3-110 comprend jusqu’a 12 contacts, y compris jusqu’a 8 contacts
(1,2,3,4,5,6,7,8) qui sont similaires a un connecteur de la série CElI 60603-7. En outre, le
connecteur CEI 61076-3-110 comprend jusqu’a 4 contacts supplémentaires (6°,3’,4’,5’) situés
du cbté opposé aux positions des contacts originaux d'un connecteur de la série CElI 60603-7
de base.

2.4 Embases

Les embases CEIl 61076-3-110 peuvent comprendre une cavité arriére et des voies latérales.

Ces |éléments abritent les bossages de linterrupteur des fiches 06035747 et
CEIl 90603-7-71.

2.5 Fiches

Les f
Le b ur de
I'emb
Les C des
fiche

2.6

2.8

Le cd
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Les connecteurs, les corps de connecteurs et les connecteurs équipés de contacts conformes
a la présente spécification doivent étre désignés selon le systéme suivant:

EC 61076-3-110

NN

Référence a

Numéral pour le

cette norme

ettres indiquant le
hodéle de connecteur

Imbase, montage sur cable| A

mbase, enfichable

oy}

Mmbase, montage sur céble

Nombre de contacts

04, 08, 12 <
PN
L ettres indiquant le type de contact
fFemelle < /'?\
Male N

Bornes a vi

FORURN:
Lettres |nd|M<{t\1e\\prd¥\S9\r\h§)

/

\ ressozt/\ \ \

‘>eryssa\

YO

Autm te\(\C\AQ))
A percem?rﬂ{’is§ant (IPC)
A souder

fonnexion insérée a force

H|l»w|[T|O|O |W|>

Y

niveau

\perform

de
hnce

(1\ 0 ma

noceuvres

> Seoord

noeuvres

B

méral\indiquant la

ariante

X
N

\ Tﬁas encore ufilisé)

A

~ Wnéral indiquant la finition dep contacts
— 1 | Or, alliage en or
2 | Palladium / nickel

Lettre indiquant le type de lo

du conducteur ou le ca

gement
ble

Fil doré (Tinsel)

Fil cablé

Fil massif

Fil doré ou cablé

Fil cablé ou fil massif

Fil doré, cablé ou massif

Enfichable

X|I®@(mMmMm[O|O|w|>

Exigences spécifiques cl

ent

nonrloc ~cAhlanc
T

Légende

L lett

N

EXEMPLE

re

numéral

POTTTCoC

CAD pour fil monobrin ou multibrin, finition plaquée or, conforme au niveau de performance 1.

210

Marquage

IEC 61076-3-110 AO8FD-E11-1: Embase, a montage sur cable, équipée de 8 contacts femelles a sortie

Le marquage du connecteur et de son emballage doit étre conforme a 2.7 de la future
deuxiéme édition de la CEI 61076-3.
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3 Informations relatives aux dimensions

3.1 Généralités

La forme des connecteurs peut varier par rapport a celle donnée dans les dessins suivants, a
condition que les dimensions spécifiées ne soient pas affectées.

Les dimensions sont données en millimétres.

Les dessins sont représentés en utilisant la projection de premier diedre sauf stipulation
contraire dans |a figure

3.2 | Vue isométrique et caractéristiques communes

et fiches 8, 12 et 4 péles

Ces fonneés \présenient des caractéristiques communes concernant l'arrangement des
contqcts, les ons d'accouplement et le dispositif d'accouplement.

Ces g¢onnecteurs possédent les mémes caractéristiques communes que les connecteurs|de la
série|CEY 60603-7.

L'alignement d'accouplement est contrélé par un plan de référence vertical et horizontal et par
le centrage du dispositif d'accouplement (verrouillage).

3.3 Informations relatives a I’accouplement

Les dimensions communes sont données a la Figure 2 et au Tableau 1.
On doit veiller a ce que les contacts évitent toute interférence avec le plastique de la fiche.

Les informations d’accouplement représentées ne peuvent étre respectées qu’avec une fiche
équipée d’'un cable.
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Figure 2 — Interface physique {
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3.4
3.4.1

Les d

Sauf

Tableau 1 — Interface physique, interface des contacts — Dimensions

Maximum Minimum
Lettre mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
C2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22 /]

H2? 0,38 /\\
J2 0,64 0,3/8/\\
K2 6,15 /Qe@\ \

Mm2°
N2
P1°
P3¢
R2
CK2
CR2

G2 (angle)

unes des embases

imensions™eQ nes sont données dans les Figures 3 et 4, ainsi qu’au Tableau 2.

spécification contraire, tous les coins internes dans la cavité du connecteur doivent

unra

on-mavimal de 0 238 mm

oo T O e oo O

avoir

Les contacts sont représentés au repos. Les contacts doivent toujours étre a l'intérieur des
fentes de guidage. Les contacts doivent se déplacer librement dans leurs fentes de guidage.
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Figure 4 — Interface physique, embase, vue latérale — Dimensions
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Tableau 2 — Dimensions communes des embases

Maximales Minimales Nominales

Lettre mm mm mm

A1 1,47

B1 0,71

K1# 5,84

S1 12,04 11,84 11,94

T1 4,19 3,94

W1 6,38 6,22

X1 6,86 6,68

Y1 2,34

AA1° 1,24 RN
AB1 0,38

A
AC1 6,96 6,76 AN 6,85

AD1 0,13 < \ N\

AH1° \ 2\,02

AK1 8,66 8,38 < N\ S

AL1¢ 1,40 NEASAN
AP1° 1,27 N \ \
CA1 2,30 2720 N\ D\

CB1 /3,95~ N
CG1 0,10 \ R

CK1® |\ 05/

CN1 1,40 < (1,30 Y N

CP1 5,05 4,95 /

cQ1 6,00 — 5,80

Cs1 [ A N 7,66
CT1 13,0\ N 12,9”

SA1 < /4 D) B3t

SB1 N N )7 2,16

SD1 | 4,90

SE1' N 80 S
se1_» N80

AJ1 (angle) / N\ 15°

.\\ss\c:g;cts doivent étre complétement a I'intérieur de leur zone de
iquée.

fiche male.

AP1Surface™pfate.

SEA: Extension maximale vers 'avant des contacts sous la surface AC1 pour éviter tout contact
avec |'écrantage des fiches. S’applique a I'état accouplé.

9 SG1: Pour maintenir I'exigence d’espacement entre les conducteurs de signaux 6,3’,4’,5" de
I'embase et I'’écrantage de la fiche lorsque I'embase est accouplée avec une fiche

CEIl 60603-7-1,2,3,4,5. SG1 a normalement une valeur de 0,0 mm a I'état accouplé avec une

fiche CEl 60603-7-1,2,3,4,5.

SG1: Extension maximale vers 'avant des contacts au-dessus du plan de référence de surface B

pour éviter tout contact avec I’écrantage des fiches. S’applique a I'état accouplé.

On doit veiller a ce que tous les contacts d’écrantage de I'embase restent toujours en contact avec
les contacts d’écrantage de la fiche dans la condition du cas le plus défavorable pour assurer des
performances fiables.

3.4.2 Modeéles d’embase
3.4.2.1 Modéle A, embase, monté sur cable

Les dimensions extérieures pour les embases a montage sur cable ne sont pas spécifiées.
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Modele B, embase, enfichable
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3.5

Les dimensions communes sont données a la Fi

Fiches

Rayop total admis sur toutes les fente
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Jo.1sc

AHP
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Figure 6 — Interface physique, fiche — Dimensions
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Tableau 3 — Dimensions communes - Fiche

Maximales Minimales Nominales
Lettre mm mm mm
A2 1,45 0,89 1,17
B2 0,61 0,51 0,56
S2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
W2 6,17 6,02
X2 6,51 6,36 L~
AA2 1,24
AB2 0,64 0,38 AN
AC2 6,71 6,50 N\ 6B
AD2 0,64 0,13 e

AX2 1,32 \\/

AY2 2,87 /2,% >

BC2 1:o\z\ Nz

BF2 0,

BL2® 836 ( W%

Bm2 < ( 138\ NP | 461
BN2 [\ (924 )

,8r2(
RS 2,20\ 2,00

GR2 X ge5” 3,75

{cde N 022 0,12

¢ ON8N2\¢ 1,30 1,20

< N (CPA\ 5,05 4,95

\b@i\ > 5,70 5,50

cs)a\ 7.66

o 12,85 12,75
SA2 4,22
SB2 211
SD2 4,95
SE2 6,85
sG2 6,85

a8 AH2, CS2: Ces dimensions s'appliquent aux emplacements des fentes de contact.

b pglo: S’applique lorsque le dispositif de verrouillage est enfoncé.
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3.6 Sorties
3.6.1 Généralités

Un connecteur peut comprendre de multiples sorties entre la terminaison de cable et l'interface
de contact séparable. Elles peuvent comprendre des sorties CIF (a broche élastique) de
ressorts d’embase dans les cartes imprimées par exemple. Toutes les sorties doivent satisfaire
aux exigences de sorties appropriées.

Dans le cas ou un type de sortie sans soudure est utilisé, si celui-ci n'est couvert par aucune
spécification CEl, et que le fournisseur ne peut pas demontrer un niveau S|m|Ia|re de

ensembles de cables et de connecteurs. La désignation gu_type it des
informations de base concernant le type de conducteur (f|| ' uel le
condlicteur peut étre raccordé et le type de connexion u ,letc.).
Les fétails particuliers concernant la taille du fil nt du
condticteur, la dimension et la forme du cordon oy d i cable, ., he son£ pas

traitép concernant des détails a
/s, des gaines extérigures,

etc.,

Silef é ilisé jiffé S de ables, le fabricant doit s'assurgr que

toutep i ables avec chaque type de cable.

3.6.2 Types de sorties ¢

Si on| utilise un t Q S série
CEIl 40352, le f@ d i fiabilité en réalisant des essais et en démontrant un
niveau de performahge i

3.6.2(1

Ces s

3.6.2(2

Ces sorties doivent étre conformes a la CEIl 60352-2.

3.6.2(3 Sorties a percement d’isolant

Ces sorties doivent étre conformes a la CEIl 60352-6.

3.6.2.4 Broche élastique (CIF)

Ces broches doivent étre conformes a la CEl 60352-5.

3.6.2.5 Sorties a ressort

Ces sorties doivent étre conformes a la CEIl 60352-7.
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3.6.3 Types de sorties sans soudure non référencés
Si on utilise un type de sortie qui n’est couvert par aucune spécification de la série CEIl 60352,

le fournisseur doit assurer sa fiabilité en réalisant des essais similaires a ceux donnés dans la
CEI 60352 et en démontrant un niveau de performance similaire.

3.6.4 Sorties a souder

Les sorties a souder ne sont pas traitées dans la CEl 60352 et sont autorisées.

3.7 Informations de montage

3.71 Informations concernant le montage des embases

Les ipformations concernant le montage des embases ne sont pas [ étre

déterminées par le fabricant.

3.7.11 Plan de pergage des cartes imprimées

Le plan de pergage des cartes imprimées des embast cifié et doif étre

déterminé par le fabricant.

3.7.1{2 Montage sur panneaux

Le montage des embases sur panngau 3¢l doit étre déterminé gar le
fabrigant.

3.7.2

Les ipformations concerrant € s pour le montage sur cables ne sont pas

spécifiées et doivent éfte d

3.8 CallbresQ
3.8.1 Calibres de 7 ibresde force de rétention; fonction mécanique,
calibre dé s meént/de désaccouplement/d'insertion/d'extractign

3.8.1{1

Les dalibres doiven

Matériad; aciens .

v = Rugosité devsuxface,selon I'ISO 1302.

Ra =10,25 um [

Une rlerance d usteg de 0,01 mm doit étre appliquée.
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Figure 8 — Calibre «N’entre pas» des embases — Largeur
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Figure 9 — Calibre «N’entre pas» dessembases — Hauteur
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Figuxe 10 — Calibre «Entre» supplémentaire des embases

IEC 2283/07
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Tableau 4 — Calibres des embases — Dimensions

Lettre Maximales Minimales Nominales (réf)
mm mm mm

s3 11,796 11,786

s5 12,050 12,040

s7 11,68 11,58

X3 10,16

AB3 0,51 0,389 0,450

AC3 6,716 6,706

ACS5 6,45 6,35

AC7 6,970 6,96 N O X

BC1 0,89 0,64 N\ 0,75

w3 6,12 6,100 "\ \ N

w5 6,38 6,288\ \ 1\

w7 5,97 89 NN )

AK3 8,357 /8.3

AKS5 8,13 PN Y.X:

AK7 8,672 A N7 [eps) >

CA3 2,17 \203 )

CAS5 2,17 N 2,03

CA7 2,31 (N 23

T S

CcB3 N 27 N\ ) 2,08

ca3 5.7\ 5,55

cas (B 2 5RO\ 5,55

caz A 5,55

cQ9 ) 601 6,0

cT3 AN \12.8 12,81

cts DN 13,01 13,0

S\ N O\ 1287 12,81

cTo 12,87 12,81



https://iecnorm.com/api/?name=3f00266721025934142a23aee2c83847

- 80 - 61076-3-110 © CEI:2007

3.8.1.2 Calibres des embases

Les calibres doivent étre fabriqués selon les exigences suivantes:
Matériau: acier a outil, trempé.

v = Rugosité de surface, selon I'ISO 1302

Ra = 0,25 pum maximum.

Une tolérance d’usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

CQP A TE 1
A4
A
AD6 —— o A6
L & Q\
A A < j&\%\;\/
| | — 0
| [qV]
<IN N L2t v(\ Ve i N
S 14 7 S A
AC6’/ : \‘ABS X
Al X4 \
\ V4 v
(o5 [T 14 N2
o5 mlc]

IEC 228%/07
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Légende

1 tout autour

2 calibre de largeur
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Figure 13 — Calibres «N'entre pas» des fiches
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Tableau 5 — Calibres des fiches — Dimensions

Lettre Maximales Minimales
mm mm
A4 1,448 1,438
sS4 11,593 11,582
s6 11,989 11,887
s8 11,847 11,836
T4 4,115 4,013
wa 6,02 6,010
we 6,40 £)30
w8 6,198 AN\ sde?
X4 6,604 N\ D\ gs )
Y4 2,39 4 NN\ 2.3
z4 2,39 NN\ W 2729
AA4 1,255 N \\/ 1,245
AB4 038 [/ N 0,0
AB6 038\ \ >/ A 0,0
AC4 N gon o [V 6,81
AC6 Neste NONL 6,502
ACS8 /678 6,756
AD4 \ (owr 0,0
EREEE NGNS IV,
RN NN,
AKS A 357 8,346
ar2 N <] 15,29 15,19
awz XANS 9,42 9,32
axa O\ / 0,635 0,38
Ay N\ \s N\ 0,305 0,295
PN N 11,91 11,81
N AN\ ) 2,22 2,21
cAING 2,22 2,21
cAB 2,22 2,21
CAs 2,0 1,99
Sep) 5,87 5,71
ca4 5,81 5,71
cas 5,7 5,69
cas 5,81 5,71
CcT2 12,96 12,86
CT4 12,85 12,84
cT6 12,96 12,86
cT8 12,96 12,86
AJ2 (angle) 16° 14°
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3.8.2 Fonction mécanique, calibre de force d'accouplement/de
désaccouplement/d'insertion/d'extraction

La fonction mécanique est déterminée au moyen de calibres de forcage donnés en
conformément aux exigences fournies en 4.6.3.

3.8.3 Sondes

Les essais d'endommagement par sonde d'essai ne sont pas spécifiés.

3.8.4 Calibre de résistance de contact

La répistance de contact n'est spécifiée que pour les connecteurs accouplé

3.8.5 Panneau d'essai (pour essai de tension de tenue)

Ces ¢onnecteurs sont écrantés. L’écrantage du connecteur for
les eg¢sais de tension de tenue.

3.8.6 Panneau d’essai (pour CEM/diaphonie, etc.)

Aucup panneau d’essai n’est spécifié pour les essais/desexi M ou de diapho

4 Qaractéristiques

4.1 Généralités

Sauf| spécification contrai
s'appliquent aux connecteurs a

Les dqaractéristiques d

CEI 40603-7-71 Q

4.2

Sauf |i
et de
repré
2,7, e a 4 contacts utilise généralement les numéros de contact 1, 2
Voir ¢’au S érie CEl 60603-7 pour les exigences des numéros de contact

écifications pour lesquelles les groupements de brq
ffectations de broches et de paires doivent étre telleg

3.8.1

pour

nie.

'gssais

et la

ches
que
act 1,
7, 8.
3, 6,
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Figure 14 — Affectation de groupement de broches et de pa pourembases
(vue de face du connecteur

4.3 | Catégorie climatique

Il conjvient de choisir les valeurs de temperature essai
continu de chaleur humide parmiles v ofe € 5 076-
1. Lep connecteurs sont classés en catégolies & ; . {1. La
plagd de températures et la sévérité ‘essai
continu de chaleur humide pour étre c C ces

conngcteurs).
TableaWeg\os\
Categorl cli températures Chaleur humide, essai
Cc continu
jours

/\\/ —40 to +70 21

s — Valeurs choisies

4.4
4.4.1 fuite ‘et distances d’isolement

Les tensions. dexfongti ement admissibles dépendent de I'application et des exigencg¢s de
sécufité

La cqordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi les lignes
de fui j it = adui r les
exigences des performances d’ensemble.

Par conséquent, les lignes de fuite et les distances d’isolement sont données comme des
caractéristiques de fonctionnement de connecteurs accouplés.

Dans la pratique, des réductions des lignes de fuite ou des distances d’isolement peuvent
intervenir en raison de I'impression conductrice de la carte imprimée ou du cablage utilisé et
elles doivent étre diment prises en compte.
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Tableau 7 — Distances minimales

Distance minimale entre les contacts Distance minimale entre
et le chassis contacts adjacents
Type
Ligne de fuite Distance d’isolement Ligne de fuite Distance d’isolement
mm mm mm mm
A C 1,40 0,51 0,36 0,36
4.4.2 Tension de tenue

Condijtions: CEI 60512, Essai 4a, Méthode A.
Conn
1 004 V courant continu ou courant alternatif en valeur de créte, entre

1 504 V courant continu ou courant alternatif en valeur de
d’'ess

443

Cond

Tous

Le c
CEl 6
un éd

4.4.4

Cond

Conn

lecteurs accouplés: conditions atmosphériques normales.

ntacts et pan
lai ou contacts et écrantage.

Courant limite admissible

itions: CEl 60512, Essai 5b.

les contacts, connectés en série.

AN
\

0 -—

neau

le la
15, et

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Température ambiante du connecteur °C

IEC 097/05

Figure 15 — Courbe du taux de réduction du connecteur

Résistance de contact initiale

itions: CEIl 60512, Essai 2a.

ecteurs accouplés: disposés conformément au 5.4, points de connexion: comme spécifié
a la Figure 14.

Contacts de signal: 20 mQ maximum.
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Contact d’écrantage: 20 mQ maximum.

Contact de contacteur: 20 mQ maximum.

4.4.5

Résistance entrée/sortie

Conditions: CEl 60512, Essai 2a.

Connecteurs accouplés: points de connexion: sortie de cable sur sortie de cable.

Contactsdesigmat—260mmemraximam:

Ecraftage: 100 mQ maximum.

4.4.6

Condjtions: CEIl 60512, Essai 2a.
Connjecteurs accouplés: points de connexion: sortie de

Parmii tous les conducteurs de signaux, différence ma

50 m

4.4.7

Condjtions: CEl 60512, Essaj 3a,

Connecteurs accouplés

Déséquilibre de résistance entrée/sortie

[2 maximum.

Résistance d'isolement

Jéthod

Tens

Chaq

4.5

Toutg e performances de transmission s'appliquent pour la plage
fréquence e < 000 MHz sauf spécification contraire.

Ces gxigences’ne

Sauf

sot pas applicables aux broches 3, 6, 4 et 5 du type a 12-contacts.

spécification contraire, tous les essais de performance de transmission, y compris

2007

des

ceux

réalisés conforméement a la future CEl 60512-26-100, s’appliquent pour la plage de fréquences
comprise entre 1 MHz et 1 000 MHz.

NOTE

1 Les caractéristiques de transmission, sont déterminées selon des méthodes d’essais spécifiques décrites
dans le groupe d’essai E.

NOTE 2 L'interopérabilité des embases ou des fiches indépendantes est déterminée par les essais conduits

lorsqu

NOTE
4.51

Cond

Conn

'elles sont accouplées avec des dispositifs d'essai de précision donnés a I'Annexe C.

3 Lorsqu’elle est donnée, f est la fréquence exprimée en MHz.
Perte d'insertion

itions: selon la future CEI 60512-26-100, méthode d’essai de perte d'insertion.

ecteurs accouplés.
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Tous les modeéles: < 002y/f dB jusqu'a 1 000 MHz.

Dés que la formule donne une valeur inférieure a 0,1 dB, I'exigence doit revenir a 0,1 dB.

4.5.2 Facteur d'adaptation

Conditions: selon la future CEIl 60512-26-100, méthode d’essai de perte d'insertion.

Connecteurs accouplés.

Tous|les modéles: 68 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz.

Dés que la formule donne une valeur supérieure a 30 dB, I'exigence doi 7 Q.dB.

4.5.3 Temps de propagation

Tous|les modéles: < 2,5 ns.

NOTE| La réalisation de I'essai de temps de propagation n’est pas e que’les connecteufs sont

confornes par conception.
4.5.4 Biais temporel

Tous|les modeles: < 1,25 ns.

NOTE
confor|

essaire; on estime que les connecteurp sont

4.5.5

Cond
parad

méthode d’essai d’affaiblissgment

Conn N combinaisons de 2 paires de contacts, s’applique a 8
contg >

Tous
Dés que ~ dohne\une valeur supérieure a 75 dB, I'exigence doit revenir a 75 dB.

4.5.6 i nt paradiaphonique cumulé (pour information uniquement)

Connjecteurs accouplés: entre chaque paire et toutes les autres paires combinées, s’applifjue a
8 corftacts primaires uniquement.

Tous les modéles: 114,4 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz.

NOTE Cette caractéristique est obtenue par conformité avec PP NEXT (4.5.5) et il n'est pas nécessaire de
procéder a son essai.

4.5.7 Affaiblissement télédiaphonique

Conditions: selon la future CEI60512-26-100, méthode d’essai d’affaiblissement
télédiaphonique (FEXT) paire a paire.

Connecteurs accouplés: entre toutes les combinaisons de 2 paires de contacts, s’applique a 8
contacts primaires uniquement (voir la Figure 15).
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Tous les modéles: 105 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz.
Dés que la formule donne une valeur supérieure a 75 dB, I'exigence doit revenir a 75 dB.

4.5.8 Affaiblissement télédiaphonique (FEXT) cumulé (pour information uniquement)

Connecteurs accouplés: entre chaque paire et toutes les autres paires combinées, s’applique a
8 contacts primaires uniquement.

Tous les modéles: 102 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz.

NOTE| Cette caractéristique est obtenue par conformité avec PP NEXT (4.5.7) et il pas nécessdire de

procéder a son essai.

4.5.9 Perte de conversion transverse

Condjtions: selon la future CEl 60512-26-100, méthode d’essqj
transyerse.

version

Connjecteurs accouplés.
Tous|les modéles: 68 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MKiz.

Dés que la formule donne une valeur gup

NOTE| Cette exigence s’applique jusqu’a 100 MMz. § M ires a
100 MHz ne sont pas encore complétement stabilisées.

4.5.1D0 Perte de transfer

Condjtions: selon la rsion

transyerse.

Connecteurs ac@'

Tous|les modeles; 68

Dés que la formule donne une

NOTE| Cette exigeR ires a
100 MHz ne so

4.5.11 Affaiblissement paradiaphonique exogéne cumulé

Condjtions: selon la future CEI 60512-27-100, méthode d’essai de diaphonie étrapgére
(exogéne) (a I’étude).

Connecteurs accouplés: entre chaque paire et toutes les autres paires perturbatrices
combinées, s’applique a 8 contacts primaires uniquement.

Tous les modéles: 114,4 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz. (pour étude ultérieure).
Dés que la formule donne une valeur supérieure a 75 dB, I'exigence doit revenir a 75 dB.

4.5.12 Affaiblissement télédiaphonique exogéne cumulé

Conditions: selon la future CEI 60512-27-100, méthode d’essai de diaphonie étrangére
(exogéne) (a I’étude).
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Connecteurs accouplés: entre chaque paire et toutes les autres paires perturbatrices

combinées, s’applique a 8 contacts primaires uniquement.

Tous les modéles: 102 — 20 log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz (pour étude ultérieure).

Dés que la formule donne une valeur supérieure a 75 dB, I'exigence doit revenir a 75 dB.

4.5.13 Affaiblissement de couplage

Conditions: conformément a la EN 50289-1-14, méthode d'essai de I'affaiblissement de

couplage.
Connjecteurs accouplés:

Tous|les modéles: > 85 dB, 30 MHz < f< 100 MHz

NOTE| L’exigence d'affaiblissement de couplage est considérée—com
d'impédance de transfert et I'atténuation de déséquilibre (perte dé conv
convelsion transverse) sont satisfaites sur toute la largeur de b

4.5.1 Impédance de transfert

transfert.

utilisge ces connecteurs.

Tousl|les modéle@

0,05 [£0:3) Q de 1
0,01(f) Q de 10 MMz A

NOTE| fes
4.6 | Caraeté i ecaniques

4.6.1 Fonctionnement mécanique

Condftions: CEl 60512, Essai 9a.

autre(s) mét
conditions: CEI 60512, Essai 23c, (|nt|o c et ode dessal d’impédang

Connjecteurs accouplés: jnaf cue construction de cable prévue pou

gences
ert de

hode/
e de

étre

Vitesse: 10 mm/s maximum
Repos: 1 s minimum (accouplé et désaccouplé).
PL1: 750 manceuvres.

PL2: 2 500 manocesuvres.

NOTE PL1 et PL2 sont définis en 2.9.
4.6.2 Efficacité des dispositifs d’accouplement des connecteurs

Conditions: CEl 60512, Essai 15f et Annexe B.
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